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MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 65 DE LA CEI (PUBLICATION 1 DE LA CEE):
REGLES DE SECURITE POUR LES APPAREILS ELECTRONIQUES ET APPAREILS ASSOCIES
A USAGE DOMESTIQUE OU A USAGE GENERAL ANALOGUE, RELIES A UN RESEAU

Page 8

1 Domaine d’application

4 g liste des appareils énumérés au paragraphe 1 1, ajouter
— éliminateu1s de batterie

4 la fin du paiagraphe 1 1, ajouter la note suivante

En I’absence d’une tecommandation propte aux appateils professionnels susceptjbSle
non averti, la piésente recommandation sera utilisée, dans la mesute ot elle est

pe1sonng

D Définitions

Ajouter le paragraphe suivant

D 29 Un éliminatew1 de batterie est un appateil d’ sstiné™_gie utilisé 4 la place de
l’alimentation pa1 batterie d’un appateil éleg
Page 14
4 Généralités sur les essais
Ajouter les paragraphes suivints
428 Les éliminateul s
429  ILes élz’ fe
telles battérie
1S
4313 t-
4314 bA

simultside a Ses soui ces, & moins gu’une telle opération ne soit rendue impossible par constructidn

Pagé22

5\.Marques et indications

Ajouter le paragraphe suivant

56 Si un éliminateur de batterie ne doit étre utilisé qu’a Pextérieur d’un appareil, le marquage devra
faire apparaitre clairement cette restriction d’emploi

Le contréle est effectué par examen

Le marquage a P’aide d’un symbole est a I’étude
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3

AMENDMENTS TO IEC PUBLICATION 65 (CEE PUBLICATION 1):
SAFETY REQUIREMENTS FOR MAINS OPERATED ELECTRONIC AND RELATED
EQUIPMENT FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL USE

Page 9

1 Scope

To the list of apparatus in Sub-clause 1 1, add
— battery eliminato1s

At {he end of Sub-clause 1 1, add the following note

In the absence of an appiopiiate recommendation for professional apparatus likely t6 beap
Recommendation will be used, insofar as it is applicable

2 IDefinitions

Add the following sub-clause

2 29 Battery eliminato1 denotes a supply appaiatus whic
of an electionic appaiatus

of the battery supply

Page 15
4 (eneral indications regarding tests

Add the following sub-clauses

428 Battery eliminator s, co

42P  Battery elirs
StalN

batteries are te

4313 Batter

434  For opparatys) desizue
to these supplies, Wuless this is prevented by the construction

Page 23
5 lIlarking

Add the following sub-clause

56 If a battery climinato: is to be used exclusively outside appaiatus, this 1estiiction in use shall be
cleatly indicated

Compliance is checked by inspection

Marking with a symbol is under consideration


https://iecnorm.com/api/?name=09aa0e2f9c8ea62ae0ae4a814a867fdd

Page 26

6 Rayonnements ionisants

Remplacer ['article 6 par

L’appareil doit €tie construit de fagon & protéger les peisonnes contie les 1ayonnements ionisants

Le contidle est effectué en mesurant le rayonnement

Le débit de dose en tout point aisément accessible & 5 cm de la suiface exteine ne /doit
excéder 0,5 mrlh dans les conditions normales de fonctionnement ( traduit de
de la CIPR* article 119)

1l est déterminé a I'aide d’un monitewr du type a chambre d’ionisati
entre 50 cm? et 100 cm? et d’un volume effectif compris entre 500

La nécessité d’une 1évision des dimensions du moniteur en vue de la e y spus forme de
ceau ét1oit est a ’étude

Page 34

ée’au moyen de limiteurs de température, de fusibles ou de 1ésistq
sont mesurées 2 min aprés le fonctionnement du dispositif

Le fusible est court-circuité durant l'essai et le courant le traversant, lors du cas de déianger

pas

la Publication)3 ( 1p60)

rise

fais-

fices

ite

hent

réalisé, est mesuré L’appareil est alors mis en fonctionnement pendant une durée coriespondaitt au
4

temps maximal de fusion du fusible considéré, conformément a la Publication 127 de la CEI

Car -

totrehes ponr—to =Ct f PPt ] f ourant mesure ci-des

Les températures sont mesurées 2 min aprés la fin de la période de fonctionnement

Sus

Lors de la détermination du courant travetsant le fusible, on tiendia compte de ce que ce courant peut vaiier en fonc-
tion du temps 11 devia donc étie mesuré le plus tot possible aprés la mise sous tension, ptenant en considération le

temps de chauffage de I’appareil, en particulier lorsque des tubes électroniques sont utilisés

* Commission Inteinationale de Protection contre les Radiations
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6 JIonizing radiation

Replace Clause 6 by

The appaiatus shall be so constiucted that personal protection against ionizing radiation is
provided

Complignce is checked by measuring the amount of radiation

The dose-rate at any 1eadily accessible point 5 cm from the outer sutface shall not exceed 0 5 mi\fh
under normal operating conditions (ICRP* Publication 3 (1960), Clause 119)

The amount of radiation is determined by a monitor of the ionization chgmhe ] effective
area between 50 cm? and 100 cm? and with an effective volume betwee e andkd 080 cpid

The need for 1evised dimensions fo1 a monitor for the measutement of 1adi@
under consideration

of\a naitpw beam is

Page 35

9 Phock hazard under normal operating condjtions

Untler Sub-clause 9 1 1, add after the fourth paragraph

In addition, for battery eliminatois, termina
apparatus shall not be Jive

for connection to battery-operated

Page 47

11| Fault conditions@

Replace third and fou ¢ phsg use 11 2 by

If the temperqture i ed by the opetration of thermal releases, fuses or fusing resistors, the

temperqtures™are, m nin after the operation of the device
K no e limiting device operates, the temperatures are measured after a steady state has
been ater than after 4 h operation of the appaiatus

If the tempevatuye is limited by fuses, the following additional fest is cairried out in case of doubt

Thefuse is short-circuited during the test and the current thiough it, undei the relevant fault condi-
tions, is measured The apparatus is then operated for a duration corresponding to the maximum
fusing time of the type of fuse, as specified by 1 EC Publication 127, Cartridge Fuse-links for Minia-

ture Fuses (CEE Publication 4) for the curient measuted above Temperatures are measured 2 min
after the end of the period of operation

In determining the current thiough the fuse, consideiation should be given to the fact that this cutrent may vary asa
function of time It should be measuied theiefoie as soon as possible after switching on, taking into consideration
the heating time of the apparatus, especially wheie electionic tubes aie used

* International Commission for Radiological Protection
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12 Robustesse mécanique

Remplacer le paragraphe 12 1 2 par le suivant

1212

Essai de vibrations

Les appareils a enveloppe métallique et les appareils poi tables sont soumis a une épieuve d’endur ance
aux vibiations par balayage, comme spécifié par la Publication 68-2-6 de la CEI (3e édition)
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie Essais — Essai F

Page 52

14 Composants

IZeL :
YV IUTULLUTLY

L’appareil est fixé a la machine vibrante dans sa position normale d utzlzsatzon par un systémn

bridage entourant l'enveloppe La direction des vibiations est verticale, e

— Durée 30 min

— Amplitude 0,35 mm

— Gamme de fiéquences 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz

— Vitesse d’exploration  enviion une octave par minute

Aptés Uessai, l'appateil ne doit présenter aucun dommage

dation, en particulier, aucune connexion ou piéce dont ¥e g apeurtaibynuire a la sécurif

devra s’étre desseriée

paralléle, un échantillon de tiente piéces est nécessaite Les trente piéces doivent étre soumil

e de

han-
E ne

ifférer

uit-
P1CS-

itlec-

e en
es d

une mesure de i1ésistance initiale (paragiaphes 14 2 3 et 14 24) Un échantillon de dix piécep est

ensuite soumis a essai de décharge ( paiagiaphes 1425 a 14 29), un autre echantzllon de

Hix a

pieuve

1423

Lessai d’endurance (paragraphes 142 10 g 142 12), et ['échantillon de dix restant d ['4
d’humidité (paragraphes 142 13 a 14 2 15)

Résistance initiale

La résistance mesut ée entie les bornes d’un composant compienant un condensatewr et une 1ésistance

en paralléle ne doit pas étie inférieure a 0,5 ML, ni supérieure & 4 MQ

La résistance d’isolement d’un condensateur (sans 1ésistance en paralléle), mesuiée sous une

ten-

sion de 500 V (courant continu), maintenue pendant 2 min, ne devia pas étre inférieure & 1000 M
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12 Mechanical strength

Replace Sub-clause 12 1 2 by the following

1212

Vibration test

Apparatus having a metal enclosure and portable appaiatus are subjected to a vibiation endurance
conditioning by sweeping, as specified in 1EC Publication 68-2-6 (3id edition), Basic Environ-
mental Testing Procedures, Part 2 Tests — Test F Vibration

Page 53

14 | Components

Replace the fourth paragraph of Sub-clause 14(1 by the folg

R
14
14

D

7

14p2

The apparatus is fastened in its normal position of use to the vibiation-generator by means of straps
round the enclosutre The direction of vibiation is vertical, and the severity is

— Duration 30 min

— Amplitude 0 35 mm

—~ Sweep frequency range 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz

— Sweep r1ate approximately one octave per minute

After the test, the apparatus shall show no damage in the sense 3 1 particular,
no connection or part the loosening of which might impair safe

attained and shall then differ not more
conditions

For capacitors and units comprising capacitors with shunt resistors, a sample of thirty is required
All thirty are subjected to the initial resistance measurement (Sub-clauses 1423 and 1424) A
sample of ten is then subjected to the discharge test (Sub-clauses 1425 to 14 2 9), a sample of ten
is subjected to the endurance test (Sub-clauses 14 2 10 to 14 2 12), and the remaining ten are sub-
jected to the humidity test (Sub-clauses 14 2 13 to 14 2 15)

1423

Initial resistance

The resistance measured between the terminals of a component compiising a capacitor and a
shunt resistor shall be not less than 0 5 MQ nor more than 4 MQ

The insulation 1esistance of a capacitor (where thete is no shunt resistor), measured at 500 V (d ¢ )
maintained for 2 min, shall be not less than 1000 MQ
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1424  La résistance de chacune des tiente piéces est mesuiée et doit, pour chaque composant, étre entre les
limites spécifiées

Essai de décharge

1425  Un composant sera soumis a 50 déchar ges d’un condensateur de 1 n¥ chargé a 10 kV, a une cadence
maximale de 12 par minute

Aprés lépreuve

a) la 1ésistance entre les boines d’un composant compienant un condensateui et une 1ésistance en
paralléle ne devia pas avoir varié de plus de 50% de la valew mesurée avant 'essai

b) la résistance d’isolement d’'un condensateur (sans iésistance en paralléle), mesurée sous/une fen-
sion de 500V (courant continu), maintenue pendant 2 min, ne devia pas gtreinférieure a-500 MQ,

) le composant devia suppoiter sans peiforation, durant 1 min, une ten 0V
(valeur efficace) a la fiéquence du 1éseau, appliquée entie ses by ¥ de
type isolé, entie bornes iéunies et boitier ou une feuille métalligue our

1426  Le circuit & utiliser pour 'exécution de I’essai de décharg

1427 Sile composant a essayer comporte une 1ésista
décrit au paragraphe 14 2 5¢), cexcomposq i e
bain d’huile aux silicones ou nq

ssai
Is un

1428 e obtenue a par tir d’un transformateur

a tension doit étre augmentée graduellethent
e Que M tension d’épreuve 1equise soit atteinte, et|doit

1429 ¢ ' pie i lesspi de décharge, un défaut étant admis Si deux cotpo-
[llon supplémentaire de dix piéces peut, si le fabricant le dépire,
Temier échantillon, ou une ou plus du deuxiéme échantiflon,

14210 g tionnement d’un composant dans les conditions spécifiées au paragrgiphe

! istance eptre les bornes d'un composant comprenant un condensateur et une iésistande en
rallélene devra pas avoir varié de plus de 50% de la valeur mesurée avant l'essai,

b)-la i ésistnce d’isolement d’un condensateur (sans iésistance en paralléle), mesuiée sous une|ten-
sion de 500 V (courant continu) maintenue pendant 2 min, ne devia pas étre inférieure a 500 M2,

¢) le composant devia satisfaire a I’épreuve du paragraphe 14 2 5¢)

._‘
'S
—+
X

L(f;) (,UIIIFU.)UHLD bUlli IJZMLC’D dun.) uric (,”lullll’]lC (2 L[’ u.u’uﬁun Ll”ul‘l u’bll uni 11 500 I’l L’u[’ LZC l’u (.,I’lu Ilb’e
est maintenu a une température de 85+ 2 °C, avec une humidité relative au plus égale a 50% Au
long de 'essai, les composants sont soumis d une tension alternative de 500 V (valew efficace) a la
fiéquence du i1éseau, la tension étant, une fois par hewe, portée a 1000 V (valew efficace) durant
0,1 s Un fusible ou tout autre dispositif de sensibilité convenable est inséré dans le circuit d’alimenta-
tion de chaque composant, pour indiquer un défaut, permanent ou de faible durée Aprés 1500 h, on
laisse 1efioidir les composants a la tempéiature ambiante avant de les essayeir comme déctit au
paragraphe 14 2 10
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1424

1425

_9_.

The sample of thirty is to be measured, and the resistance of each component is to be within the
specified limits

Dischar ge test

A component shall be subjected to 50 discharges at a maximum rate of 12 per minute, from a 1 nF
capacitor charged to 10 kV

After the test

a) the resistance between the teiminals of a component comprising a capacitor and a shunt resistor
shall not have changed by more than 50% of the value measured before the test,

14 2

14 3

14 2

14

b) the insulation iesistance of a capacitor (when there is no shunt iesistor), measured at 500,
(d c ), maintained for 2 min, shall be not less than 500 M2,

A sample of ten of

components fail, a

than two of 1S
deemed not

(d o) maintained for 2 min, shall be not less than 500 M2,
C) 'the component shall satisfy the test of Sub-clause 14 2 5c)

The components—are-placed-in-acirenlatingcirovenforaperiod-of1-500-h—Fhe—airinthe-ovenis
maintained at a temperature of 85+2°C, and a relative humidity of 50% or less Thioughout the
test, the components aie subjected to a 500 V (+ m s ) alternating voltage of mains frequency, except
that once each hour the voltage is increased to 1000 V (rm s ) for 01 s A fuse or other device
of suitable sensitivity, is connected in the supply ciicuit to each component, to indicate a failwe,
either permanent or of short duration After 1500 h, the components are allowed to cool to room

temperature before being tested as described in Sub-clause 14 2 10
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14212 Un échantillon de dix piéces est soumis & I’essai d’endwr ance, un défaut étant admis Si deux com-

posants sont défectueux, un échantillon supplémentaire de dix piéces peut, si le fabricant le désiie,
étre essayé Si plus de deux piéces du piemier échantillon, ou une ou plus du deuxiéme échantillon,
sont défectueuses, le type de composant n’est pas considéré comme satisfaisant

Epreuve d’humidité

14213 Un composant est soumis a I’épreuve suivante Publication 68-2-3 de la CEI Essais fondamentaux
climatiques et de iobustesse mécanique, Deuxiéme partie Essais — Essai Ca Essai continu
de chalewr humide (sévéiité 21 jours)

14214 Aprés 1eprise
a) la résistance entie les bornes d’un composant compoitant un condensg et une résistancd en

14215
sont défectueuses, le type de composant n’es,

Page 68

15 Dispositifs de connexion

1511

tives z@h

moyen d’une fiche de piise de courant sans contact de tdiie
socle avec contact de teite est autorisée

aucune paitie métallique accessible qui puisse devenit dangeielse
défaut d’isolement,

potte des paities métalliques accessibles qui puissent devenii dangeietfses
en as de défaut d’isolement, pour autant que les conditions suivantes soient

acp’totale de ces paities métalliques n’excéde pas 10% de la suiface de 'enveloppe, ajec
un maximum de 25 cm?2,

b) ces surfaces métalliques sont placées de fagon telle qu’il soit peu probable quelles soient
saisies lo1s de ’usage noitmal de Pappareil,

¢) lappaieil n’est pas pottatif et un déplacement durant le fonctionnement est peu probable,
d) Iinterrupteur d’alimentation, s’il existe, coupe tous les pdles,

e) les lignes de fuite et distances dans I’ai1 entie parties dangereuses au toucher et parties métal-
liques accessibles sont d’au moins 4 mm

Le contiéle est effectué conformément a la spécification coriespondante et par examen

Ces exigences sont provisoires et leur révision est a I’étude
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14212 A4 sample of ten of the components is subjected to the endutance test, with one failure permitted If
two components fail, an additional sample of ten may, at the manufacturer’s option, be tested If
more than two of the first sample fail, o1 if one or more of the second sample fails, the components
are deemed not satisfactory
Humidity test
142 13 A component shall be subjected to the following test IEC Publication 68-2-3, Basic Environmental
Testing Procedures, Part 2 Tests — Test Ca, Damp Heat ( Steady state) (severity 21 days)
14P 14 After recovery
a) the iesistance between terminals of a component comptising a capacitor grd~aq shunt resistor
shall not have changed by mote than 50% of the value measured before the

b) the insulation resistance of a capacitor (when there is no shunt resjsto 500V
(d ¢ ), maintained for 2 min, shall be not less than 300 M,

c) the component shall satisfy the test of Sub-clause 14 2 5¢)

14PR 15 A sample of ten of the components is subjected to the humidi Wane fatlyre permitted If
two components fail, an additional sample of ten may, at y ¢ &’s sption,/De tested If more
than two of the first sample fail, or if one or motie q-Sab ks, the components are
deemed not satisfactory

Page 69

15 | Terminal devices

Replace Sub-clause 1511 by th

1501

tions for plygs an
Connectioﬁ g

which can be jf

maximum of 25 cm?,

b) these metal patts aie so situated that they are unlikely to be gtipped in normal handling of the
appatatus;

¢) the appatatus is not pottable and is unlikely to be moved about while in operation,
d) the mains switch, if any, disconnects all poles,

e) creepage distances and clearances between live paits and accessible metal parts ate at least
4 mm

Compliance is checked according to the relevant specification and by inspection

These requirements ate provisional and their revision is under consideration
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16 Cibles souples extérieurs

Supprimer les paragraphes 16 1 a 16 4 et les remplacer par les nouveaux paragiaphes suivants

16 1 Les cébles souples d’alimentation doivent étie conformes & la Publication 227 de la CEI Cébles
souples isolés au polychlotute de vinyle & Ames ciiculaiies et de tension nominale ne dépassant
pas 750 V (Publication 13 de la CEE) ou & la Publication 245 de la CEI: Cables souples isolés
au caoutchouc a dmes circulaites et de tension nominale ne dépassant pas 750 V (Publication 2
de la CEE)

Le contidle est effectué en essayant les cdbles souples d’alimentation conformément aux~Publica-
tions 227 ou 245 de la CEI ( Publications 13 ou 2 de la CEE)

Dans ceitains pays, les cibles souples sans gaine ne sont pas autorisés

162 Les conducteurs des cibles d’alimentation doivent avoir un
circuit se produit a I'extiémité du cible, du coté € 1'a
Pinstallation fonctionne avant que le cible n’ait subi 2

qu 1squ’un coprt-
gsitif de protection de

Une conséquence de cette exigence egt\que la seei Ima Cqy eau

Une section de 0,75 mm?2 1épondia a du
Canada, ou une section de 0,81 mm? g
163 eils
utilisés en combihai i on,
dans les conditio qnstionnemetft comme en cas de dérangement, soit négligeable
Le contidle ¢ tei -
minés dan Prits
ne doivent’p
16 4 Dm-
igi-

e cdble, de 5 m de long, est immeirgé durant 24 h dans de Ueau a la températurk de
ne longueur d’environ 10 cm d chaque extrémité de I’échantillon étant maintenue pors
de ’eau Une tension égale a 4 U, avec un minimum de 2000 V, est alots appliquée pendant 15 min
entre chaque conductewr dangereux au toucher et 'eau

En outre, cette tension est appliquée entre chaque conductewr sous tension et chaque condudteu

destindoétre relid-aux parties metattiques accessibies de 1 appareit
Aucune petforation ne doit intervenir au cours de 'essai La tension U est la valeur la plus élevée
appliquée a Iisolation, soit dans les conditions normales, soit en cas de fonctionnement anormal

Si on ne peut disposer d une longueut de cible de 5 m, la plus giande longueur disponible sera utilisée

b) Les cables souples utilisés pout la liaison entie "appateil et d’auties appaieils utilisés en com-
binaison avec lui, et comportant des conducteurs dangeteux au touchei, doivent 1ésister au
2 p b
pliage et aux autres effoits mécaniques se produisant en usage noimal
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Page 73

16 External flexible cords

Delete Sub-clauses 16 1 to 16 4 and replace by the following new sub-clauses
16 1

16

16

16

Mains supply flexible coids shall comply with TE C Publication 227, Polyvinyl Chloride Insulated
Flexible Cables and Coids with Circular Conductors and a Rated Voltage not exceeding 750 V
(CEE Publication 13) ot I1EC Publication 245, Rubber Insulated Flexible Cables and Coids
with Circula: Conductois and a Rated Voltage not exceeding 750 V (CEE Publication 2)

N4

Compliance is checked by testing mains supply flexible cords according to I1EC Publication 227 o
IEC Publication 245 (CEE Publication 13 o+ CEE Publication 2)

In some countiies non-sheathed flexible cords aie not allowed

citcuit occuis at the appatatus end of the cord, the protecti
operate befoie the coid overheats

Compliance is checked by inspection

A consequence of this 1equitement is that the
on the local witing rules

determined And
shall not exseed

whichever is the’highet, is then applied for 15 min between each live conductor and the water

In addition, this voltage is applied between each live conductor and each conductor intended to be

tad ¢ N £l £ £ 41 £
CURNCUCICUH TU ULLCODTIUITC TTICTIUE [Iul [ Uj 12449 ulll./ul (2212720
No bireakdown shall occur during the tests The voltage U is the higher value occuriing across the
insulation either under normal operating conditions or under fault conditions
If a length of 5 m of cotd cannot be obtained, the longest available piece is used
b) Flexible coids used as connection between the apparatus and other apparatus used in combi-

nation with it, and comprising live conductors, shall withstand bending and other mechanical
stiesses occurring in normal use



https://iecnorm.com/api/?name=09aa0e2f9c8ea62ae0ae4a814a867fdd

14—

Le contrile est effectué par exécution de l'essai déctit au paragraphe 17 6 de la Publication 227 de

la CEI a laiésetve prés que le tableau suivant seia utilisé

TaBLEAU VII

Diamétie hors tout (D) du cable souple Masse Diamétre de la poulie
mm kg mm
D< 6 1,0 60
6<D<12 1,5 120
12 <D <20 2,0 180

Le chariot effectue 15 000 mouvements de va-et-vient (30 000 courses/Simpl

La tension entre les conducteurs est U, définie comme au paiagi ap

Apreés Dessai, I’échantillon doit satisfaire & I'épreuve de rigidité diélesiri ifiée au pqia-

graphe 16 4a)

W
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Compliance is checked by the test of Sub-clause 17 6 of  EC Publication 227, except that the follow-
ing table applies

TABLE VII
Over-all diameter (D) of the flexible cable o1 cord Mass Pulley diameter
mm kg mm
D= 6 10 60
6 <D <12 15 120
12<D <20 20 180

The caitier moves to and fio 15 000 times (30 000 movements)

The voltage between the conductois is U, as defined in Sub-clause 16 44

After the test, the sample shall withstand the dielectric strength t

&

pecified i -clause 16 4a)
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Page 92

Remplacer la figure 7 et le texte correspondant par les figuies 7a et 7b suivantes

Ci =1 nF
Ri = 1kQ
Ry = 4 MQ
Rg = 100 MQ
R4 = 0,1 MQ
Rs = 15 MQ

e 14 2 sont effectués sur un composanf ne

enfcritique du circuit Il doit Etie 1éalisé de fagon telle quune fyac-

ayel est connecté entie les boines C et D Le divisewt de tension Ra, R4 peut
our petmettre I’observation a l'aide d’un oscilloscope branché aux bofnes
d’onde de la tension aux bornes du composant en essai Ce diviseut est compgnsé

elle gue la forme d’onde observée coriesponde & celle appataissant aux boines du
corposant\en essai

Références: paragraphes 101, 141, 142

Fic 7a - Circuit pour I’essai aux surtensions
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